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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ -

FOTODIODA LAWINOWA - BPYP 51
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, Fotodioda lawinowa BPYP 51 jest kkzemowa planarna fotodioda
lahinoﬁ@ optymalizoWan@ do detekcji promieniowania widzial-
nego zmodulowanego sygnatem wielkiej czestotliwo$ci oraz do
detekcji szybko narastajacych impulsdéw tego promieniowania.
Przeznaczona jest do zastosowan profesjonalnych.

Stanowi przyblizony odpowiednik fotodiody lawinowej TIXL 83

firmy Texas Instruments,

DOPUSZCZALNE WARTOSCI PARAMETROW EKSPLOATACYINYCH
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Zaleznoéé wzmocnienia pradu fotoelek-
trycznego od napiecia polaryzacji wsto-—

czaiej fotodiody lawinowej
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